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CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation con
I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La GEl a pour o
oriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domairn
ectricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internatig
ir élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé
et traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementa

b décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la n
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné’que les Comités nationaux inté
t représentés dans chaque comité d’études.

5 documents produits se présentent sous la forme de recomm@andations internationales. lls sont
mme normes, spécifications techniques, rapports techniques ol,guides et agréés comme tels par les C
ionaux.

hs le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliq
on transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs 1
ionales et régionales. Toute divergence entre la 'norme de la CEl et la norme nationale ou rég
respondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa respons

ttention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvel
jet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenug
ponsable de ne pas avoir identifié dextels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
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posée
bjet de
es de
nales.
par le
es, en
sation

hesure
Fessés

ubliés
bmités

uer de
ormes
ionale

abilité

t faire
pour

eurs,

mité d'études 48 de .|a~CEIl: Composants électromécaniques et structures mécanjques
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FDIS Rapport de vote
48B/1151/FDIS 48B/1201/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
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la publication sera
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* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 11-12: Climatic tests —
Test 11m: Damp heat, cyclic

FOREWORD

national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the |[EC,is to p

anizations.

brnational consensus of opinion on the relevant subjects since each\technical committee has represe
M all interested National Committees.

standards, technical specifications, technical reports or Quides and they are accepted by the N
mmittees in that sense.

order to promote international unification, IEC National* Committees undertake to apply IEC Intern

ergence between the IEC Standard and the corf€sponding national or regional standard shall be
icated in the latter.

lipment declared to be in conformity with oré of its standards.

ndards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standardsg.

e |[EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

omote

brnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
5 end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards' “Their preparation is
rusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
ticipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations laising
h the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with/the International Organjzation
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by( agreement between thle two

b formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, ‘express, as nearly as possiljle, an

htation

b documents produced have the form of recommendations fordnternational use and are published in thie form

Btional

htional
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e IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible fpor any

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the gubject
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Intern
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batent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ational Standard IEC 60512-11-12 has been prepared by subcommittee 48B: Conne

onic equipment.

nical revision:
ext of this)standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
48B/1151/FDIS 48B/1201/RVD

Ctors,

C technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for

standard cancelsyand replaces Test 11m of IEC 60512-6, issued in 1984, and constjtutes

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be
* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or

*+ amended.
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1.1 Domaine d'application et objet
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 11-12: Essais climatiques —
Essai 11m: Essai cyclique de chaleur humide

gsente partie de la CEI 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliere le prd
essayer des composants électromécaniques du domaine d'appligation du c
jes 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs simil
I'une spécification particuliére le prescrit.

com
d’ob

1.2

Les

document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référence
s, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels

datées
amer

L'obgt de cet essai est d'établir une méthode d'essai normalisée(pour évaluer I'aptituds

osant a étre stocké et/ou a fonctionner dans des conditions,de forte humidité relat

scrit,
bmité
pires,

d'un
ve et

erver les effets de cette forte humidité combinée a de grandes variations de température.

Références normatives

documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du pr|

dements).

psent
5 non

CEIl 60068-2-30:1980, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Db et guide:

Essa

CEl
Parti

CEl
Parti

cyclique de chaleur humide (cyclede 12 + 12 heures)

60512-1-1, Connecteurs (pour équipements électroniques — Essais et mesui
p 1-1. Examen général + Essai 1a: Examen visuel

60512-2-1, Connécteurs pour équipements électroniques — Essais et mesur
b 2-1: Essais de eontinuité électrique et de résistance de contact — Essai 2a: Résistan|

es —

es —
ce de

contdct — Méthode«du-hiveau des millivolts

CEl B0512-3-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesunes —

Partie 3-1.5Essais d’isolement — Essai 3a: Résistance d’isolement

CEl 0512-4-1__Connecteurs pour éqguinements électronigues — Essais el mesufes —
Y L A el o 1

Partie 4-1: Essais de contrainte diélectrique — Essai 4a: Tension de tenue

CEIl 60512-7:1993, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 11-12: Climatic tests —
Test 11m: Damp heat, cyclic

eneral

1.1

This
elect

also Ibe used for similar devices when specified in a detail specification.

The ¢
to be
effec

1.2

The fpllowing referenced documents are indispensable(for the application of this documen

Scope and object

part of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for te
omechanical components within the scope of IEC technical committee;48. This tes

s of such high humidity when combined with important temperature changes.

Normative references

sting
may

bject of this test is to define a standard test method to assess.the ability of compopents
stored and/or to function under conditions of high relative humidity and to observie the

t. For

dated references, only the edition cited applies. Fordundated references, the latest editijon of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing{~ Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp
heat,|cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC |160512-1-1, Connectors for ,eléctronic equipment — Tests and measurements -
Part [I-1: General examination — Test 1a: Visual examination

IEC [60512-2-1, Connectots) for electronic equipment — Tests and measurements —
Part pP-1: Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2a: Contact resistafjce —
Millivplt level method

IEC |160512-3-1,_‘€onnectors for electronic equipment — Tests and measurements -
Part B-1: Insulgtion tests — Test 3a: Insulation resistance

IEC [60512-4-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements -
Part 4-4: Voltage stress tests — Test 4a: Voltage proof

IEC 60512-7:1993, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

Part 7: Mechanical operating tests
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2 Préparation

2.1

Préparation du spécimen

Les spécimens doivent étre équipés de leurs accessoires normaux, montés conformément a la

Spéci

fication particuliére.

Quand la spécification particuliére le requiert, le spécimen doit étre accouplé et désaccouplé le
nombre de fois spécifié avant I'essai.

Pour
par e

2.2

Les gpécimens doivent étre cablés conformément a la spécification particuliere.

2.3

Le préconditionnement doit étre d’au moins 1 h, sauf indication contraire de la spécifig

partid

3 Meéthode d'essai

3.1

Cet gssai doit étre effectué conformément _ada CEl 60068-2-30, Essai Db et guide:
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + T2*heures), en utilisant le degré de sévérité pr

dans

La te
contr

3.2

Les mesures initiales dojvent étre effectuées conformément a la spécification particuliére.

3.3

Les

spécification. particuliere, et doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans la spécifiq
partiquliere:

chaque essai effectué, la spécification particuliére doit préciser la condition du compd
kemple accouplé ou désaccouplé.

Cablage du spécimen

Préconditionnement

uliére.

Conditionnement

la spécification particuliére.

mpérature supérieure doit étre(de 55 °C et la variante 1 doit étre utilisée, sauf indig
hire de la spécification particuliére.

Mesures initiales

Mesures finales

Epécimens doivent étre soumis aux essais suivants, sauf indication contraire

sant,

ation

Fssai
pscrit

ation

He la
ation

— Résistance d’isolement: CEl 60512-3-1, Essai 3a, immédiatement aprés la durée de
reprise;

— Tension de tenue: CEI 60512-4-1, Essai 4a, immédiatement aprés la durée de reprise;

- R

ésistance de contact — Méthode du niveau des millivolts: CEl 60512-2-1, Essai 2a;

— Forces d’insertion et d’extraction: CEl 60512-7, Essai 13b;
— Examen visuel: CEl 60512-1-1, Essai 1a.
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2 Preparation

2.1

Preparation of the specimen

Specimens shall be equipped with their normal accessories, mounted as specified in the detail

speci

fication.

When required by the detail specification, the specimen shall be mated and unmated as many
times as specified prior to testing.

For dach test carried out, the detail specification shall specify the condition of the compd

for ex
2.2
Spec

2.3

Precq

3 T

3.1

This
heat,

ample mated or unmated.

Wiring of specimen

mens shall be wired as specified in the detail specification.

Preconditioning

est method

Conditioning

est shall be carried out in accordance with IEC 60068-2-30, Test Db and guidance:
cyclic (12 + 12-hour cycle) using the degree of severity specified in the

speciffication.

The dpper temperature shall be 55 °C.land variant 1 shall be used, unless otherwise spe
in thg detail specification.

3.2
Initia

3.3

Initial measurements

measurements shallbe carried out as specified by the detail specification.

Final measurements

The gpecimens.shall be subjected to the following tests, unless otherwise specified in the
specification and shall meet the requirements specified in the detail specification.

-V
- C

nsulation resistance: IEC 60512-3-1, Test 3a, immediately after the recovery time;

nditioning shall be of at least 1 h, unless otherwise specified in"the detail specificatign.

nent,

Damp
detail

cified

detail

Iy £ 10 o490 A A4 I . | : it ol £4 4l FH
JUlhitay© pProvul. TEv o TL=5~1T, TToU 5a, NTcuratTly arct uic 1CLUVTTy T,

ontact resistance — Millivolt level method: IEC 60512-2-1, Test 2a;

— Insertion and withdrawal forces: IEC 60512-7, Test 13b;
— Visual examination: IEC 60512-1-1, Test 1a.
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